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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВУМЕРНОГО ПРОФИЛЯ СВЕТИМОСТИ Dα В ПРИСТЕНОЧНОМ СЛОЕ И ДИВЕРТОРЕ ИТЭР В РАМКАХ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДА МАТРИЦ ПЕРЕНОСА ЛУЧЕЙ [footnoteRef:1]*) [1: *)  DOI – тезисы на английском] 
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В рамках синтетической диагностики [1] решается томографическая задача, заключающаяся в восстановлении двумерного (аксиально-симметричного) профиля светимости дейтерия в линии Dα в пристеночном слое и диверторе ИТЭР по измерениям интенсивности Dα в полях обзора диагностик «Divertor Impurity Monitor» и «H-alpha (and Visible) Spectroscopy». Учитывается отражение света металлической стенкой вакуумной камеры. Для решения задачи использован подход матриц переноса лучей [2], содержащих коэффициенты трансформации сигналов от индивидуальных источников света единичной светимости в интенсивности пикселей на детекторе, и выполняющих роль функций Грина в аналогичных задачах [3]. Расчеты выполнены методом трассировки лучей с использованием кодов Raysect (www.raysect.org) и Cherab (https://github.com/cherab) [4], которые были дополнены нами быстрым алгоритмом вычисления матриц переноса лучей, в сотни раз превосходящим по скорости способ, использованный в [2]. В качестве синтетических данных для светимости Dα в пристеночном слое и диверторе ИТЭР использованы результаты моделирования [5] кодом SOLPS4.3 [6] (основанном на коде B2-EIRENE [7, 8]) с расширенной (с помощью кода OSM [9]) пристеночной расчётной сеткой. 
[bookmark: _Hlk25183507][bookmark: _GoBack]Показана возможность фильтрации отраженного света в наблюдаемом сигнале в основной камере и частичного восстановления двумерного профиля светимости Dα в сценариях с высокой плотностью плазмы в пристеночном слое, когда отраженный свет из дивертора (фонового сигнала) превышает излучение в пристеночном слое (полезный сигнал) не более, чем в 10 раз. Ключевыми факторами, влияющими на качество результата, являются точность модели отражения первой стенки (значение коэффициента отражения и распределение отражения между зеркальным и диффузным), и наличие полей обзора основной части вакуумной камеры токамака, в которых одни и те же участки пристеночного слоя наблюдаются под разными углами.
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